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1- Introduction

Lc Ministére de I'Bducation Notionale e de la Formation Peofessionnells a Slahore le cadre de référence
velatif & I"&prenve de syobée en malidres professionnelles, outil méthedolegique oo li malibre, dans e
bt de faire évolucy, précizer et adapter les putils d*évaluation ok exipences des notes ministérieltes
inhérentes 4 orgamsaiion «Je Penseigoement des matiées professomnelles de ln Olidme Sysiémes
Bleetroniques cf Nurnéques.

II- Objectifs

Lazs vbpeciily de ox cadre de référence se préscntent comme suit ¢

v Harmoniser la vision des dillérentes commissions d'examen du Baccalauréal National quant aux
savoirs ot savoir-faire requis, indépendamiment de la muoltiplicité des lectures des référentiels de
la formation prolessionnelle.

v Amcliorer le degré de validité des examens certificatifs i travers une meillenre couverture et une
meilleare représen glivilé Jes programimes,

v Adopter les m&mes références por les différents intervenants ef concaenés powr que L'élahoration
des examens puisse se réuler dans Pesprit d'im contmt mpliquasnt coscignanks {formalcums),
#PpIenEnts (stapiarcs) ot commissions d'examen.

¥ Proposer un oulil-ressource i méme de permedlre I'évalualion des examens cenilicails,

v Offtic des lignes d'orientation en vue d'élahnrer les contrfiles continus et par conséguent, an
exploiter les cesulials, Juos In perspective de pemmoeties aux apprenanls de s'schemminer vers une
meallenre mafnse des conteuns dos programumes profossionncls ot des compétences de basc
inhérentes 3 ces prograntnes.

1 - Structure du cadre de référence

La cadre de référence mepose dans son élaboration sur unc délimitation & la [uls précise of vpérutionoelle
du prefil d'un acquis profasionnel exemplaire en Systémes Flectroniques et Numériques, au tevme du
cyele secondaire qualifianl. Drans e migme ordre d'idées, le cudre de rélérence

¥ Circonserit les contenus et la tenewr des programmes des matigres professiomelles de la filigre
Systemes Electroniques ef Nnéiques el en précize le poids des toodules.

¥ Délimite les conditons de rénlisalion.

3 B2 38 — by 8P FOGeE gl e 1 Ty e At Sy ad MY
: _II 3 & l = I " h
Ll shall A gl gil] JL65300 , x gal] i
PR TERIRI N
ol 8 5 gl g A e
coerhae B mallcorn ; e B 3l K537, 7L © edlEh— 0537, T1,44,53 (53 ; iRgh




I'V- Fonciionnalité du cadre de référence
1 cadre de référence sert de document de fase pour dlaborer des épreuves, en fenant compte des
critéres survmils

¥ La comverture : Le cadre de rélérences se deit do couvir tous les savoins profcssionncls
définis dans le référentiel de formation (ségquenees traitéos depuis le 5§ sepiembre 2009
Jusyu'an 14 Mars 2020) reladf i Ia filitre Systemes Electmniques et Hurmnériques.

v La représentatlvlté : L'élaboration de U'éprouve d'enamen Juil o conmple Ju poids de
chague module tels que d&finis dans le cadre de référence en vue dune imeilleurs
reprEsenlallvilg des Programncs ¢o v cur.

v"  La conformité : Veilter 3 ce gue la silualion 4 évaluation se cenlomme aus -

- savoirs of habiletés | #_;;ﬁjﬁf;;:\
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V- Le contenu %ﬁiﬁ

contenus & cotnplélent.
Le vadre de référence se compoae des S&menls silivanty .
1. Types d*évaluation ct strocture de I'épreave ;

1, ‘Tablcaw des Savoirs professionoels,

1., Twypes d'evaluation el steucture de "éprenve d'examen

L évaluation cectificalive en deuxidme anoée du eyvele du bacealauréal & pour objectil d¢ cumer un
ensernble d'cléments of de verifier le nivean de malitrise chez les candidats, par le hiais de situations
d*évaluations constrnites auleur d'un seul sysidome doviromigue. comme clle peul Ere présentés sous
[urme de situations d'évaluations, indépendances les nnes des antres, comsomites aweonr de plugiewrs
systEmies Eleciromigques, avee des guestions i difficuled progressive.

1.1. Styles d*&valoation

V'éprevve J' exumen poeot présenter des sitnstions d'évaluation gui visent 4 évalucr les ssvoies et savoir-
fairc, sur la base d'items telles

. CHOM {questions & choix multiple) ; VralFaux ... |

& uestiven s Fertnies (3 vourle réponse) | guesiions ouverles (questions 4 Jéveloppoment) ;

= (luestions de synthése : questions complexes {dont fa solution nécessite la mobilisation de

RAvoNrR Bl $avenr-[aire en rappett avee w ou plusicurs medules),
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1.2, Siructure des Eprevves de 1'examen national

v L'examen de synthése en matibtes professionnelies de la filisre Systtmes Klectromiques ef
Nomériques ozt compost do deux [2) épreuves d'une durée totale de six (6) heures

L. Une épreuve, de quatre (4) heures, composée de tous ou de certains de ces modules. ™t ¢
- BL6, Langages de prograrmglion (gssembleur et langape ) =
- 82,7, Systémes i microcontedlour 1.

2, Une éprowve, de deux (2) benres, composée de tous on de certains de ces moduley, u
- 832 Capteurs et rransmettenrs.

$3.3. Initistion sur lcs sutomatcs programmablcs, =

Vs I *épresve de guatre (4} heures est notée sur 70 poinix et celle de dewre (2) heares sur 30 points.

2. Pour plus de détails sur les saveirs professionncls, se référer aux saveirs professionnels de
| Yéprewve (pages 6 f 7).

Lo note glohale {syr 200 de Pexamen natimad de syoldse oo matiére prolessionnells est calenlés par La
division par cing {5) de la sonune des deus notes.
¥ Compesantes des deux épremves :
- Les deux Epreuves conveent. ensaanble le programme de la denxigme onnée du hoccalaurénat
{sequences traitées depuis le 3 septembre 2019 jusqu’an 14 Mars 2020).

- Les deux éprenves sont composées de plusienrs parties ; chacune delle est constraite mmour

d'um ww de plusicurs systémes électroniques.
- Chaque &preenve comnporle plusicurs pages numérolées,
- Chague éprenve comporte bois (A} 1pes de docuiments
1. Lc socle du sujet comportant les sitnations d cyvaluabon.

2, Eventuellement, des doCOments ressonrcees.
3. Les docwnents 1éponses.

Les decnments répomses doivenl $ire obligatoireroenl jeinls § 1o vopie du candidal méme s'9ls ne
COMPOTLCOT aucnne iEponse.

¥ LConsignes an candidat p—

- -\'\l
- Dircctives . fod

- Indigabion sur 1o maténicl of los documents autonscs,
- Bartme de notation.

¥ zrille de correction :

Lhoe golle de eormeclion ost mise 4 la disposition do correcteur. elle contient
- Le numérg la quastion et la nole qui lui est aftribode ;
- les élémeniis de réponsc & chagque quesdon
- Lanotc plobale et les notes partielles réservées 4 chaque gquestion ;
- Erdvenalement Jex directives de comeclion pour chague gueesiion,
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2. mavoirs professionnels de "épreuve

Las tableanx (peages & et T) précisent la conveninre des denx épreuves, une éprenve de quatee (4) heures
avec une pmdération de 70% <L 1'autre de deux (2) heures avee une pondération de 3<%,

“ savairs prifessionnels de ’épreuve de quaire (4) heures : Pondération : 76%.

52.6. Langages de programmation (assemblear et langoage C})

81.6.1, Elaboration d 'on organigramme ¢t manipolaton de o liste d’ingtroctlons en assem bleur poer

tlalivcr dew petites applications et programmes pour commuiiquer & un microcsntrieur.

Maitriscr les rdézles principales din orpanifeemene.

TnlerpreLation ¢ ¢laboraion dun crepanigramme 4 partic des petites applications.
Ltilization addéquate dun orpanigrarinmee poor analyser des penites applicabions.

Prézentation dnne liste d'msmaction powr 11 programemation $un microconirilens,

Tdentihealion el manipulation adéquate de La Liste dinstructions cn asscmblour.

Techniques de traduction d'in orpanijgranmmoes en asseriblear.

Munipulsticn efficace des doonées en assembleur.

Application adéquate des boucleys £t prises de déeision.

[nterpréfation de modiles de propranme.

Utiligaliom di madkles do progranme,

Analyse et ulilisacion des ficheers d'en-déLe.

Ajout de commentaires précis anx ligncs da programno:

Programrialion aisdse des eniréey ot des somics.

Appliction optinwle des foacrions el commandes do Jangage wiilse.

52.6.2. Utliswton du langaye "C* pour réaliser dew petites spplications et programmey puur commumiguer
a un microcontrilesr

+  Manipulation efficuce des donndey on langage ™C.
= Application adéquate des bowckes el prses de décisian.
el e 4 s
*  Tnierprétwtion do modéles de programne. f_,:;@a: 2 ‘H\\.
»  Utilisation de nodiles de progmmme. ?’ Qﬁm;,ﬂ%&‘.l
iy
»  Analyse ot utilisation des fichiers den-tée. \ é;n;-;;ﬂ ;'; ;J.
'?-' "'.__:__ - A [
*»  Ajaut de commentaires précis aux lipnes du programme. ‘%km ¢fﬁ’
o Toterprélation jusle des caractéTistiques dey systémes 8 comiriler.
* Programmation aizée des entrées el des somlies.
¢ Applicalicn optimale des fonciions of commandes dn langape wtilisé,
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&2.7. Systémes 4 microcontroleur 1

52.7.1. Uidliraticn o un syslime & microcemtrilenr,
*  Thsinction précise do *architectore interne du svaréme urilisé.

s Noanipuladion adéguade du programmatenr des microconiralours.
= Tdenfification justc de 1a zone ménmire wiilisde par les programmes.
v THilisulion adéguate du syseme utilise,

a2,7.2. Ecriture d'"m progromme opérationnc] en asemblour al én lengage "C" pour la micoennlefear.
+  Llulization judicieuse tes medey d'adeessage of des memections on vic dune programmation optimale,
52.7.3. Programmatlon des cntric/snrties en mode simple pour te microcontrilear.
+  Configuration judiciense do TIMER.
*  Résolution adéyuaie dex potites applications par microconatrdlenr,

+ Savaivs professionnels de I’éprenve de deux (2) henres - Pordérasion : 30%.

MM Capleurs ¢ icansmellenrs

83.2.1. Les capienrs ! criteres de chayix, conditionmement et mige en ewyTe.
¢ Ddenlifieation de la grandeor physique & modriscr ot recherche des grandenrs suscoptibles de la moditier,
- Deétermination of explication du principe phvsique du capteur mis en cuvre
«  Reéulizatiom d'un bilan dos caracedristiques de consouction du capteur
- Identification de tic du captow primaire of da transmctenr

Etmde toncticane]le d'wvn expheur
- Les sandacds dang e lansmission oe signawa

- Représeniation fonehionmelle d'wm captenr ou d'un détecteur

C lamsifieation des capteurs oh fonction de la natore des prandeurs physigues d etithds
- Lcs captours de températirs

&3.3. Inftiation sur les Antomates programmables

¢ OEndralinds
s  Mormalisation
v S o Sysndmes amomatisgs de production {SATY -
s« Architecmee marénelle des APT
. g mﬁﬁﬂ'ﬂ‘*
= Les actionnems et les capteurs |. Jﬁj&wmﬂ
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3, Savoirs et habiletés

Lcs sitnations d"évaluationy seront construites sur la base du programme de formation de la dewxigine
wmee du bacealauréat (séqunences traitées depuis Ic § septembre 2019 jusqu'an 14 Mars 2020,
comme lles peuvent conlenir des notions nouvelles dont les priocipes et les données apéeifiques serenl

[onmis co documents ressiress,
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